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摘要(译)

本发明涉及光栅波导结构的可变实施例，其能够通过光栅结构（c）确定激发光进入分层光波导的波导层（a）的谐振条件的局部分
辨变化。在所述层（a）中调制或用于在层（a）中引导的光的外耦合。本发明的系统包括在光栅波导结构上产生的测量区域阵列，
其具有不同的固定的生物或生物化学或合成识别元件，用于同时结合和确定一种或多种分析物，其中所述激发光同时照射到整个测
量区域阵列上，和同时测量光进入层（a）朝向所述测量区域的共振条件的满足程度。本发明还涉及一种光学系统，包括至少一个
激发光源和至少一个局部分辨探测器，以及可选的定位元件，用于改变激发光到本发明的光栅波导结构上的入射角。本发明还涉及
相应的测量方法及其用途。令人惊奇的是，已经发现本发明的方法非常适合作为具有高局部分辨率和灵敏度的成像检测方法。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/7bb1167d-6cb9-47d0-88a2-39f127fd9ce7
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/025738752/publication/US2009054263A1?q=US2009054263A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220090054263%22.PGNR.&OS=DN/20090054263&RS=DN/20090054263



